Akademia Morska w Gdyni
Wydzial Mechaniczny

MIKROSKOP SIE. ATOMOWYCH NT-206

Mikroskop sil atomowych w badaniach mikro-tribologicznych }

Mikroskop sil atomowych (AFM) NT-206, znajdujacy sie w laboratorium
Tribologii na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni zostal
wyprodukowany przez firm¢ MTM z Minska na Bialorusi.

Pomiary przeprowadzone mikroskopem sil atomowych mogq dac¢ infor-
macje o takich wielkosciach jak: chropowatos¢ powierzchni, sily tarcia
wystepujace pomiedzy ostrzem a powierzchnig probki, sitach adhezji, lep-
kosci, mikro-twardosci, rowniez badajac materialy biologiczne.

Dodatkowo producent mikroskopu dostarczyl specjalnie przygotowany
autorski element - glowice pomiarowa w formie kamertonu, ktory mozna
wykorzysta¢ w badaniach dotyczacych lepkosci.

Charakterystyka mikroskopu AFM NT-206

r

Maksymalny obszar probki w plaszczyznie XY, na ktorym moze zostac
przeprowadzony pomiar podczas jednego skanowania, to 32 pm x 32 pm.

Maksymalny rozmiar probki, ktory moze zosta¢ umieszczony na stoliku
mikroskopu to 30 mm na 30 mm w plaszczyznie XY o maksymalnej
wysokosci 8 mm w kierunku osi Z. Stolik mikroskopu jest magnetyczny.

Mikroskop znajduje sie na amortyzowanej podstawce

Obsluga mikroskopu NT-206 odbywa si¢ za pomoca, dolaczonego przez
producenta, oprogramowania SurfaceScan zainstalowanego na
komputerze z systemem MS Windows, polaczonego z mikroskopem
poprzez zkacze USB.

Na korpusie mikroskopu NT-206 znajduje sie kamera wideo, z ktorej
obraz jest przekazywany na ekran monitora. Dodatkowo prace ulatwiaja
sterowane za pomocg komputera silniki krokowe, ktorymi mozna ustawic
probke w pozadanej pozycji w plaszczyznie XY.

Pomiary przeprowadzane na AFM

Pomiary przebiegaja w  warunkach otoczenia w powietrzu

atmosferycznym.
Przygotowanie probki do badan nie wymaga specyficznych zabiegow.

Czas trwania jednego pomiaru jest zalezny od ustawionych parametrow
pomiaru - dla standardowych ustawien przy rozdzielczosci 256x256
punktow pomiarowych wynosi okolo 5 minut.

Dolaczone oprogramowanie pozwala przeprowadzi¢ pelng analize i
wizualizacje wynikow (np. wyznaczanie chropowatosci Sredniej
arytmetycznej i kwadratowej, rzutowanie powierzchni na plaszczyzne,
wyszukanie maksymalnych wartosci nierownosci, tworzenie wykresow
topografii powierzchni w postaci mapy lub obrazu 3D, tworzenie profilu
chropowatosci przez wybrany przekroj, wyznaczanie rozkladu wysokosci
chropowatosci, wyznaczanie rozkladu kata nachylenia chropowatosci).
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Height distribution, %% Tilt angles, = Crientation

Height=5653nm; Aelative height=0.00; Height distribution=0.0%; Bearing ratio=100.00%
Tilt: riddle=1.43"+0.50°; moszt frequent=2.50°+0.50°; Onentation: most frequent=247 50722 507
Hrmean=131080nm; Ra=230.18; Ag=281.19; Rsk=-0.26; Rku=2.33




